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Historie vyuzivani rtg difrakce v Plzni se datuje do roku
1943, kdy Skodovy zavody zakoupily pro sviij Pokusny
ustav mikrostrukturni rentgenovy pfistroj Mikro 60
hamburské firmy C.H.F. Miiller. V padesatych letech bylo
pak pofizeno jesté nekolik Mikromet firmy Chirana, regis-
tracni fotometr a r. 1963 siemensky pfistroj Kristaloflex
IV. Vyvoj pfistrojového parku laboratofe byl zavrSen r.
1986 zakoupenim difraktometru DRON-3M leningradské
firmy Burevestnik. Analysoval se zbytkovy austenit
v ocelich a karbidy resp. nitridy v isolatech; fdzové slozeni
slitin na basi médi, hliniku a titanu; keramika (Samoty,
dinas, vysocehlinité materialy, cordieritova keramika),
sklokeramika (taveny cedi€), plasty (polyamidy, poly-
etylen), materialy na basi uhliku, korosni produkty, rizné
povlaky, nasttiky, nitridované vrstvy. Laboratof se zaby-
vala téZ elektronovou difrakci na difraktografu Svycarské
firmy Triib-Teubner, ktery byl do Skodovky zakoupen
v druhé poloving padesatych let jako svého druhu prvni
komeréni piistroj v Ceskoslovensku. V sedmdesatych
letech se laboratofi rentgenové difrakce vynofila ,.konku-
rence* elektronové mikroskopie a mikroanalysy, ktera byla
ve Skodovce znamenité posilena a v osmdesétych letech se
zde pracovalo na metodice Kosselovy difrakce, jez se méla
stat mostem mezi elektronovou mikroskopii a rtg difrakci.
Vybaveni skodovacké laboratofe bylo skromné a proto se
vedle citacové registrace desitky let hojné pouzivala i
fotoregistrace. Tim se nashromazdilo mnoho poznatki o
azimutalnim (lateralnim) profilu difrakénich linii, tedy
informaci které jsou konven¢nimu praskovému difrakto-
metru nedostupné. Ukazalo se, ze dedukce které lze na
zéklad¢ azimutalniho profilu difrakénich linii €init o realné
struktufe materialu jsou velmi uZzite¢né a casto jinymi
metodami nenahraditelné. To vedlo ke zpracovani projek-
tu, na jehoz zéklad¢ bude koncem r. 2001 zakoupen do
ZapadocCeské univerzity v Plzni difraktometr D8 firmy
AXS Bruker s plosnym posi¢né citlivym elektronickym
detektorem pro sledovani vyvoje realné struktury materialu
v pribéhu jeho vyroby a béhem provozni degradace.
Kromé firmy SKODA Vyzkum s.r.o. je rentgenové
difrakce také vyuzivana na Katedie fyziky Zapadoceské

univerzity v Plzni. Od roku 1986, kdy se na KFY zacala
intenzivné studovat problematika vyuziti nizkoteplotniho
plazmatu pro zlepSovani uzitnych vlastnosti povrchu
materialt metodami plazmové nitridace a magnetronové
depozice, se rentgenova difrakce stala jednou z nepostrada-
telnych analyzaénich technik.

Nejprve se pouzivala Mikrometa s goniometrem firmy
Chirana zakoupena na byvalou VSSE v Plzni v roce 1968.
Pozdgji, v roce 1995, byl na KFY zapijcen rentgenovy
difraktometr DRON 4-07 z AV CR, ktery byl v roce 1996
modernizovan firmou Seifert GmbH. Modernizace spoci-
vala v zakoupeni nové rentgenky s krytem a jejich mecha-
nického pfizptisobeni goniometru GUR 9, nového
scintilacniho detektoru a poc¢itacového fizeni goniometru a
sbéru dat, ¢imz se znacné zvysila spolehlivost tohoto
zafizeni. V roce 1998 byla zakoupena databaze PDF 2 od
firmy ICDD a software ZDS pro analyzu naméfenych dat.
Reaktivni magnetronovou depozici jsou vytvaieny tvrdé a
supertvrdé povlaky nitridd na bazi Ti, Zr, Cr, AL, C, ....... ,
jejichz vlastnosti (struktura, velikost zrn, tvrdost, pfed-
nostni orientace rustu, ...) jsou fizeny jednak pfidavanim
legujici prvka jako Cu, Ni, Si, Fe apod. a jednak fizenim
depozi¢nich parametrti (teplota, iontovy bombard, tlak
reaktivniho plynu, ...). Nitridaci v plazmatu generovaném
stejnosmérnym vybojem nebo pomoci mikrovin s elek-
tronovou cyklotronovou rezonanci jsou modifikovany
materialy jako oceli, titan, hlinik eventualné i jejich slitiny
s dal$imi prvky za ucelem zmény povrchovych vlastnosti
(tvrdost, otéruvzdornost, korozivzdornost, Unavové
vlastnosti, ...). Primarnim tkolem rentgenové difrakce na
KFY je tedy kvalitativni fazova analyza vzorkd pfipra-
venych vyse uvedenymi metodami a ve spojeni s dal$imi
analyzacnimi technikami katedry jako meéteni mikro-
tvrdosti (Fischerscope H100), méfeni tribologickych vlast-
nosti (Tribometr CSEM Instruments SA), méfeni
prvkového slozeni a hloubkového profilu (GD-OES)
prispét k pochopeni vzniku, ristu a moznosti fizeni
nekterych pozadovanych vlastnosti takovychto materialt.
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